ANNEXE 7

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

RT01-115-UTL.coc/30/11/01/MTL l ENVIRONNENENT
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Photo #1

Forage dans l'argile avec foreuse D

120 montée sur camion

Photo #2
Forage dans le till avec foreuse D-50 sur chenillard

RT01-033A-UTL/01-03-08/MTL



Photo #3
Surpression de gaz et évacuation d'eau au-dessus du tubage au forage FOO-1

Photo #4
Forte surpression de gaz au farage F00-12, évacuation d'eau plusieurs pieds au-dessus
du tubage d'acier laissé en place

RT01-033A-UTL/01-03-08/MTL



Photo #5
Préparation du coulis de hentonite & injecter

Photo #6
Injection du coulis de hentonite au forage F00-10

RT01-033A-UTL/01-03-08/MTL



Photo N°7
Mise en place du piézométre au forage F00-10

RTO1-033-UTL.DOC/O1-08-21/MTL



Photo #8
Développement du puits FOO-7

RTO1-033A-UTL/01-03-08/MTL






ANNEXE 8

PARAMETRES ET NORMES

SUIVI DE LA QUALITE PES EAUX SOUTERRAINES
DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DU SECTEUR EST

RTOY-115-UTL.doc/30/11/01/MTL ENVIRONNEMENT






TABLE 1
GROUND WATER STANDARDS FOR LACHENAIE LANDFILL

Parameter Standard Units Source*
Ammania Ammoniacal nitrogen 26.0 mg/l Calculatad
Barium, total Barium 17.0 mg/i Calculated
BOD Biochemical oxygen demand 35.0 mgfl Calculated

over 5 days

Boran, total Total boron 50 mg/l Decres
Cadmium, total Total cadmium 0.02 mg/l Calculated
Chlorids Tatal chlorides 10300 mgfl Calcuiated
Chromium, total Total chromium 0.18 mg/l Calculated
cob Chemical axygen demand 415 mg/l Calculated
Coliform Total coliforms 160.0 /100 mi Calculated
Coliform, fecal Fecal coliforrns 29.3 /100 mi Calculated
Copper, total Total copper 1.0 mg/l Decrea
Cyanide Total cyanides 0.2 mg/l Oecres
Iron, total Total iron 180 mg/l Caicutated
Lead, total Total leag 0.05 mgf Decree
Mercury, 1otai Total mercury 0.001 mog/l Decres
Nitrite and nitrate Nitrates and nitrites 10.0 mg/l Decrae
pH, field pH 6.12-85 su Calculated/Decreq
Phenols Phenoiic compounds 0.005 mg/ Calculated
Suifate Taortal sulphates 500.0 mg/l Decres
Sulfur Total sulphurs 1.51 mg/l Caiculatad
Zinc, total Total zinc 5.0 mg/l Dscree
* Decree: Government of Quebec, Nov. 29, 19385,

Calculated: prediction limit using all

from 6/96 - 6/98.

98-04-02-MCM

ten [10] wells for 6 sampling events







ANNEXE 9

CERTIFICATS D’ANALYSE DE L’EAU INTERSTITIELLE DE L’ARGILE

RT01-115-UTL doc/30/11/01/MTL ENVIRONNEMENT






UNIVERSITE DE

SHERBROOKE

Département de génie civil
(819) 821-7114 {téléphone)

Faculté de génie
Sherbrooke (Quebec) J1K 2R1

Canada b et wnor e
Analyse de I'eau interstitielle extraite par compression
Echantillons d’argile du site UTL & Lachenaie

Y =TT SRR V)
Echantillon Prof(on?)deur Co:;':ﬁ;glte Sal(lg;lllli;e pH Orga(::)que
F00-1 TM3 6,22 6,32 6 800 5,80 8,31 -
FOO-1 TM5 | 12,30 - 12,40 9300 8,00 8,35 o
FOO-4 TM3 6,20 - 6,30 2300 1,80 827 -
FOO-4 TMS | 12,26 - 12,36 7 600 6,50 824 ~ ]
FOO-4 TM7 | 18,20 - 18,30 12 200 10,75 827 | o
F00-6 TM3 6,18 — 6,28 3400 275 8,05 -
FOO-6 TME | 12,24 12,34 8 500 7,30 795 o
FOO-6 TM7 | 18,16 - 18,26 10 600 9,60 7.90 7--”77
F00-9 TM3 6,26 — 6,36 7 400 6,30 7,91 2.43
FOO-9TM5 | 12,10 - 1220 13 000 11,50 779 | - )
FOO-9 TM7 | 18,26 - 18,36 17 000 1550 787 132
FOO-11TM3 | 6,30 —6,40 3500 2,85 8,19 -
FOO-11 TM5 | 12,18 —12,28 6 500 5,50 824 -
FOO-11 TM7 | 18,22 — 18,32 9200 7.95 8,24 ]

(1) Concentration équivalente de NaCl selon la conductivité

(2) Perte au brilage ASTM D2974

Guy Lefebvre

Professé,ur de gé i& civil






.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR TE6 » TEL.: (514} 697-3273 ¢ TAX: (5E) 697-2000

Certificat d'analyse / Certificate of analysis

Certificat d'analyse no.: 34397-01
Emis le: 07-juin-2001
Demande d'analyse no. 01-105068

Demande d'analyse regu le: 30-mai-2001

PIERRE HUOT
GS| ENVIRONNEMENT INC. (VARENNES)
1471 BOUL. LIONEL BOULET
VARENNES, QUEBEC, CANADA

J3X 1P7

Information sur votre projet

Vofre Projet UTL-LACHENAIS 293-2548-150

Bon de commande: 04544

Nofe: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
Page 1 de 69

Ce certifical ne doil pas étre reproduil, sinon en entier, sans |'autorisation écrile du iaboraloire. Les échantiflons mentionnés plus haut seront conserves pendant 30 jours 3
pantir de la dale du rapport @ moins d'instruction écrites du client.

This cerlirficates may not be reproduced execple in ils entivety, without the writlen approval of lhe laboratary. Sample pertaiming to this report will be kept for 30 days ailer the
dale of the report uniess otherwise instructed, in writing, by the dlienl.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTF-CLAIRE, QUEBEC FIGR 186 o TEL: (514) 697-327 8 & FAX: (51-h 6972040

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-1 TM-3
No Demande: 105068
No laboratoire: 486934

Date de prélevement:

Lieu de preléevement:
Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d’analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 2900 mg/lL. < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chlorures dans {'eau

. Contréle certifié
Sulfates Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates (en SO4) 40 mg/L <1mg/L 72 mg/L (59.5-78.9) 38 mg/L
Méthode: Sulfates par turbidimétrie
Commentaire: Aucun
Non Confarmité:  Aucun
Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Page 2 de 69

Ce cerlifical ne doit pas &tre reprodut, sinon en entier, sans l'aulorisation écrite du tabotaloire. Les échanlillons menlionnes plus haut seront conservés pendant 3¢ jours &

partir de la date du rapporl & moins d'instruclion écrites du clienl.

This certirficates may not be reproduced execpte in its entirely, without the written approval of the laboratory. Sample pertaining lo this report will be kept for 30 days afler lhe

dale of the reparl unless otherwise instrucled, in writing, by the client.




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR TEG « TEL: (314169723273 « FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-1 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélevement:  NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486935 Matrice: Eau

Résultats d’analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Contréle certifie

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Chlorures 4200 mg/L < 0.3 mg/L 9.0 mg/L {8.5-9.8)

Méthode: Chlorures dans l'eau

Controéle certifié

Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Sulfates {en SO4) 33 mg/L < 1mg/L 72 mg/L {59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimétrie

Commentaire: Aucun
Non Conformité;  Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
Page 3 de 69

Ce cerifical ne doit pas élre reproduit, sinon en entier, sans l'aulorisation écrite du laboratoire. Les echantitlons mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours &
partir de la dale du rapporl a moins d'instruction &crites du chent.

This certirficates may not be reproduced execple in its enlirety, withoul (he wrilten approval of the laboralory. Sample peitaining lo this report will be kept for 30 days alter the
date of the report unless otherwise instructed, in writing, by the client



.OdYCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTL-CLAIRL, (’\)U[EISFC BIOR 166 o TEL: (510 6973273« FAX: (5 140) GY7-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

Identification:

No Demande:
No iaboratoire;

FO0-4 TM-3

105068
486936

Date de prélevement:

Lieu de préléevement:
Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 740 mg/L < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chlorures dans f'eau

. Controle certifié
DCO Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 3 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse \ 01-06-04 01-08-04 01-06-04
DCO ‘ 130 mg/L <5 mg/t 120 mg/L (112-152)
Méthode: Demande chimique en oxygene

. Controle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates (en S04) 10 mg/L <1 mgiL 72 mg/L (59.5-78.9)
Méthode: Sulfates par turbidimétrie

) Controle certifié
Argent Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Daie d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Argent 0.11 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mgiL (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Aluminium Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Aluminium ; 0.17 mg/L <0.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Page 4 de 69

Ce certificat ne dail pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'aulorisation écrite du laborateire. Les échanlilons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours &
partir de ia date du rapport & moins d'instruclion écrites du client.

This certirficates may not be reproduced execple in ils entirety, withoul the wrilten approval of the laboratory. Sample pertaining to this report will be kept for 30 days after the
date of the report uniess olherwise instructed, in wriling, by the client



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBE( HOR 106 ¢ TEL.: (510 697-3273 & FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: FO04 TM-3 Date de prélévement. Non disponible
Lieu de prélévement: NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486936 Matrice: Eau
. Contrdle certifié

Arsenic | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par [CP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifie
Bore Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bore 0.65 mg/L < (.02 mg/L 1.0 mgiL (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contrdie certifié
Barium ‘ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse | 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Baryum : 0.04 mg/L < 0.01 mg/L 0.97 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i Contrdle certifié
Béryllium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation : 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Béryllium <0.01 mgiL < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: [CP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

| Controle certifié

Bismuth | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Bismnuth L <01mgl < 0.1 mglL 10mgll  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantifions soumis pour analyse.
Page 5de 69
Ce cerlificat ne doit pas étre reprodull, sinan en entier, sans l'aulorisation écrite du laboraloire. Les échantilions mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours &

partir de la date du rapporl & mains dinslruction écrites du client,

This certirficates may nol be reproduced execpie in ils entirely, without the writlen approval of the (aboratory. Sample perlaining lo this report will be kept for 30 days aiter the
dale of the report unless otherwise instrucled, in writing, by the client.



41697327

Certificat d'analyse

.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC FI9R THG o 151 s FANCIS 1) 697- 2090

Identification de I'échantilion

Identification: F00-4 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible i
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486936 Matrice: Eau
| Contrdle certifié
Calcium - Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Calcium 35 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
] Contréle certifié
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IR!IS
, Contrdle certifié
Cobalt Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse | 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Cabalt I <0.01mg/lL < 0.01 mg/L 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controéle certifié
Chrome Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Chrome < 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i ] Contrdle certifié
Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre 0.10 mg/L < 0.001 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
Note: Ces résultats ne se rapportent gu'aux échantillons soumis pour analyse.
Page 6 de 69

Ce cerlificat ne doit pas étre reproduil, sinon en entier, sans I'autorisalion €crite du laboratoire. Les &chantitlons mentionnés plus haut seront conserves pendant 30 jours &

partir de 'a dale du rapport & maeins d'instruction écrites du client.

This certirficates may not be repraduced execple in ils entirely. without the wrilten approval of the laboratary. Sampie pertaining 1o this report will be kept for 30 days alter the
date of the report unless otherwise instructed, in writing, by the clienl.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUI . HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBLC HIR 1EG « TEL.: (51 697-3273 « FAX: (514 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F004 TM-3 Date de prélevement:  Non disponible ‘.
Lieu de préievement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No {aboratoire: 486936 Matrice: Eau i
3 Contrdle certifié
Fer Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse . 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Fer ; 0.05 mg/L 0.03 mg/it 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-086-05 01-06-04 01-06-04
Potassium 24 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mg/l. (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
] Contrdle certifié
Lithium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Lithium 0.01 mg/L <0.01 mgiL 0.92mglL  {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Magnésium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-08-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Magnésium 40 mg/L < 0.01 mg/L 5.3 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: IGP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Manganése Echantillon BLANGC Obtenu Aftendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Manganése 0.060 mg/l. < 0.005 mgiL 0.98 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
Page 7 de 69

Ce certifical ne dait pas &lre reproduil, sinen en entier, sans l'auterisation écrile du laboraloire. Les échanlillons menlionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours 3
partir de la dale du rapport & micins d'instruclion écrites du client.

This certirficates may not be reproduced execpie in ils eatirely, wilhout the wrilten approval of the laboratary. Sample pertaining to this report will be kept for 30 days after Ihe
date of the reporl unless olherwise instrucled, in wriling, by the clieat.



127, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRL, QUEBIC

" HYR TF6 @ TEL

.OdVCOte TECHNITROL INC.

(514 697-3273 « FAX: (5140 6972090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

|
\ Identification: F00-4 TM-3 Date de prélevement:  Non disponible !
Lieu de prélévement:  NA |
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
i No laboratoire: 486936 Matrice: Eau
)
. . . Contrdle certifié
Molybdene Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéne < 0.02 mg/L < 0.02 mg/L (.99 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytigue utilisé: ICP-iRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04
Sadium 620 mg/L 0.2 mg/L 5.6 mg/L (4.25-5.75)
Appareii Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Contréle certifié
Nickel Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Nicket | <0.01mglL < 0.01 mgiL 0.94 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metais by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Plomb Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-068-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Plomb < 0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Controle certifié
Antimoine Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine ] 0.01 mg/L < 0.01 mg/b 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
Note: Ces résuftats ne se rapportent gu'aux échantilions soumis pour analyse.
Page 8 de 69

Ce certificat ne doit pas étre repraduil, sinon en entier, sans l'autorisation écrile du labaraloire. Les échantillons mentionnés

parlir de |a date du rapport 2 moins d'instruclion écrites du client.

This certirficales may nol be reproduced execpte in its enlirety, without the wrilten approval of h

date of the report uniess otherwise instructed, in wriling, by Ihe client.

plus haut seront conservés pendant 20 jours a

e laboratory. Sample pertaining lo this report will be kept for 30 days afler the



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEREC HIR 166 » TEL.: (5141 697-3273 » FAX: (5141 697-2090

Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
i Identification: F00-4 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486936 Matrice: Eau
| Contréle certifié

Sélénium r Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Sélénium <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique ulilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifie
Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Silicium 3.9 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. ] Contréle certifié
Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation i 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse ‘s 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Etain i <0.01mglL <0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i Contréle certifié
Titane Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Titane <0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/lt (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifié
Vanadium Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium < 0.03 mg/L < 0.03 mg/L 0.88 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique ufilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doit pas étre reproduil, Sinon en enlier, sans l'autorisalion écrite du laboraloire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours a

parir de fa date du rapport & moins d'inslruction écriles du client,

This cerlirficates may nol be reproduced execple in its entirely, withoul the writlen approval of the laboratory. Sample peraining to Lhis repoit wili be kepl for 30 days atler the

date of the reporl unless otherwise inslructed. in wriling, by the client.



IOdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. FIYMUS, POINTE-CLAIRE, QUI‘BI'(T HOR TFG « TEL: (5141 697-3273 ¢ FAX: (514) 697-2000
Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
} identification: F004 TM-3 Date de prelévement:  Non disponible
Lieu de prélévement: NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486936 Matrice: Eau
. Contréle certifié
Zinc Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.04 mg/L < 0.01 mg/iL 1.1 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: [ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Commentaire:
Nan Conformité:

Aucun
Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doit pas &lre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantilions mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours a
partir de la date du rapport @ mains d'instruction ecrites du client.

This certiflicates may not be reproduced execple in ils entirety, withoul the writlen approval of the laboratory. Sample pertaining to this reporl will be kepl for 30 days aller the
date of lhe reporl unless olherwise insiructed, in wriling, by the client.



.0dyc0te TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR 1EG o TEL {5141 697-3273 ¢ FAX: {514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

Identification: F00-4 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486937 Matrice: Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contrdles de qualité

i Contréle certifié
Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 3400 mg/L < 0.3mg/L 9.0 mg/L {8.5-9.8)
Methode: Chlorures dans I'eau

] Controle certifie
DCO Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-08-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-04 01-06-04 01-06-04
DCO 300 mg/L <5 mgiL 120 mg/L (112-152)
Meéthode: Demande chimique en oxygene

. Contrdle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates (en SO4) 28 mgiL <1 mg/L 72 mg/L (59.5-78.9)
Méthode: Sulfates par turbidimétrie

Eo Controle certifié
Argent % Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse i 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Argent , 0.08 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
] . Controle certifié

Aluminium 1 Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse ‘ 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Aluminium | 0.49 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantiflons soumis pour analyse.
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Ce certifical ne doit pas &tre reproduit, sinon en enlier, sans l'autorisation &crite du laboratoire. Les échanlillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours a
partir de la date du rapporl & moins d'instruction ecrites du client.

This ceridicates may not be reproduced execpte in its entirely, withoul the wntlen approval of the laboralory. Sample perlaining to Lhis report will be kept for 30 days after the
date of the report untess otherwise inslructed. in wriling, by the clienl.



.OdVCOte TECHNITROL INC,

121, BOUL. HIYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR TE6  TEL: (5141 697-327 4 & FAX: {514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

r
ldentification:

F00-4 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486937 Matrice: Eau
[ Contrdle certifié

Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifié
Bore Echantilion BLANGC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bore 2.4 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifie
Barium | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Baryum 0.12 mgiL <0.01 mgiL 0.97 mg/t. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Béryllium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date danalyse 01-06-05 01-06-04 01-08-04
Béryllium < 0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

b Contréle certifié

Bismuth © Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-086-05 01-06-04 01-06-04
Bismuth < 0.1 mg/l. <0.1mg/L 1.0 mg/t (0.85-1.15)

Appareil Analytique ulilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce certifical ne doit pas éire reproduil, sinon en entier, sans l'autorisation écrile du laboratoire. Les &chanlillons mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours &
parlic de la dale du rapporl 4 moins dinslruction écrites du client.

This certirfficates may nol be reproduced exacpte in its entirety. withoul he writlen approval of the laboratory. Sampie pertaining lo this report will be kepl for 30 days after the
date of the report unless otherwise instructed, in writing, by the client.




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUFBEC HIR k6  TEL: (5141 697-3273 « FAX: (5141 6972000

Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
Identification: F00-4 TM-5 Date de prélévement: Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486937 Matrice: Eau
. Controle certifié
Calcium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Calcium 49 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifié
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse | 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium , 0.04 mg/L. < 0.01 mg/L. 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique ufifisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
| i Controle certifié
Cobalt | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cobalt < 0.01 mg/L < 0.01 mg/t 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilise: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
b Controle certifié
Chrome i Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Chrome <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
o Contréle certifie
Cuivre “ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Dupiicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre ‘ 0.15 mg/L < 0.001 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiffons soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doit pas élre reproduit, sinon en entier, sans l'aularisalion écrile du laberatoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conserves pendant 30 jours &
parlir de la date du rapport & moins d'inslruction &criles du clignt.

This cerliricales may not be reproduced execpte in its entirety, wilhoul (he wrilten approval of the faboratory. Sample penaining {o Lhis report will be kept for 30 days aiter the
date of ihe reporl unless otherwise instrucled. in writing, by the clienl.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

L BOUL, HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC FI9R 186 @ TEL: (514 6U7-327 5 » FAN: 1514) 697-2090
Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
Identification: FO0-4 TM-5 Date de prélévement: Non disponible
Lieu de prélévement.  NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486937 Matrice: Eau

P Contréle certifié
Fer Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ; 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse i 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Fer 0.09 mg/L 0.03 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Potassium Echantillon BLANGC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation E 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse ' 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Potassium 81 mg/L < (.50 mg/L 4.9 mg/l. {4.25-5.75)

Appareil Analytigue utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Lithium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Lithium ;. 0.03mgiL < 0.01 mgiL 0.92mg/l  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Magnésium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Magnésium 130 mg/L < 0.01 mg/L 5.3 mg/l. (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Manganése Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d analyse ; 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Manganése 0.060 mg/l. < 0.005 mg/L. 0.98 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytigue utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantilfons soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doil pas élre repraduil, sinon en enlier, sans I'aulorisation écrile du laboratoire. Les é&chantilions mentionnés plus haut seronl conservés pendant 30 jours 2
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This cerlirlicates may nol be reproduced execpte in ils entirely, wilhoul the wnillen approval of the laboratory. Sampie perlaining to this report will be kept for 30 days after lhe
dale of the reporl unless othenwise inslfucled, in wriling, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

(21, BOUL. HYMUS, FOINTE-CLAIRE, QUEBEC HI9R 106 « TEL: {5541 687-3273 « FAX: 5141 6U7-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F004 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible
Lieu de prélévement.  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT l
No laboratoire: 486937 Matrice: Eau J
| i Contrdle certifié
Molybdéne Echantillon BLANC Obtenu Attendu Dupiicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 0t-08-04 01-06-04
Molybdéne < 0.02 mg/L < 0.02 mg/L 0.99 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifie
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04
Sodium 2300 mg/L 0.2 mg/L 5.6 mgrlL (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
] Contrdle certifié
Nickel ‘ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation \ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse ‘ 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Nickel “ <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 0.94 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifié
Plomb Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Plomb <0.01 mg/L < 0.01 mg/L. 1.1 mg/l {0.85-1.15)
Appareil Anaiytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Antimoine Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine < 0.01 mg/lL < 0.01 mgiL 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce certifical ne doil pas étre reproduil, sinon en entier, sans autonsation écrile du lzboraloire. Les échantillons menlionnés plus haul seront conserves pendant 30 jours &
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR TEG  TEL: 15140 697-3273 ¢ FAN: (514] 6672090

Certificat d'analyse

ldentification de I'échantillon

Identification: F00-4 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible

Lieu de prélevement; NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486937 Matrice: Eau

. Contréle certifié

Sélénium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Sélénium < 0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Silicium 8.3 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Etain <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/l (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrale certifié

Titane Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Titane | <0.01mglt <0.01 mg/L 1.1 mg/t. (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par [CP f Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Vanadium < 0.03 mg/L <0.03 mg/L 0.88 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantiffons soumis pour analyse.
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Ce cerlilicat ne doit pas élre reproduil, sinan en entier, sans 'autarisalion écrite du laboratoire. Les échantilions mentionnés plus haut seront conservés pendanl 30 jours &
partir de la date du rapport & moins d'instruction &crites du client.
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.Odyc0te TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QU[B[( HYR 1E6 « TEL: (5141 697-3273 « FAX: (514) 697-20

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-4 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
Nao laboratoire: 486937 Matrice: Eau
. Controle certifie

Zinc Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.02mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique

utilisé: ICP-IRIS

Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Commentaire:
Non Conformité:

Aucun
Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Ce cerlifical ne doil pas &t

partir de la date du rappor & moins d'instruclion écriles du client.

This cerdirficates ma

date of ihe reporl unless otherwise instrucled, in writing, by the client.
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.OdYCOte TECHNITROL INC.

127, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRL, QUEBEC TIOR 186 « TEL: (S 14) 69723273 « FAX: (514) 697-2000

Certificat d'analyse

identification de I'échantilion

! Identification: F00-4 TM-7 . Date de prélévement:  Non disponible
] Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486939 Matrice: Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Contrdle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Chlorures - 6100 mgrL < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)

Méthode: Chlorures dans l'eau

Contrdle certifié

DCO Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-04 01-06-04 01-06-04

DCO 380 moiL <5mgllL 120mg/L  (112-152)

Méthode: Demande chimigue en oxygene

Controle certifie

Sulfates | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d’analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
|
Sulfates (en SO4) \ 57 mg/L <1 mg/L 72 mg/L (59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimétrie

Contrdle certifié

Argent i Echantitlon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse ‘ 01-08-05 01-06-04 01-06-04

Argent 0.06 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrdle certifié

Aluminium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation I 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse b 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Aluminium i 0.75 mg/L < 0.02 mgiL 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiffons soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doit pas élre reproduil, sinon en entier, sans |'autorisation écrite du laboratoire. Les échantilions mentionnés plus haul seront conservés pendant 33 jours a
partir de la date du rapport & moins d'instruclion écriles du client.

This cerificates may nol be reproduced execpte in its entirely, without the written approval of the laboratory Sample pertaining to this report will be kept for 30 days after he
date of the repon unless otherwise inslructed, in writing, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL, HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR 1E6 o TEL - (514) 697-3273 « FAX: (514 647-2000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F004 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélevement;  NA
No Dermande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486939 Matrice: Eau
i Controle certifié
Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic 0.04 mg/l. <0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Contréle certifié
Bore Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bore : 3.1 mglL <0.02 mg/L 1.0mgll  (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
A Controle certifié
Barium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 (01-086-04
Baryum 0.26 mg/L < 0.01 mg/L 0.97 mgiL (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Contréle certifié
Béryllium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Dupilicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Béryllium < (.01 mg/L <{.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Contrdle certifié
Bismuth Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 1-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bismuth < 0.1 mg/L < 0.1 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne dail pas élre repraduil, sinon en entier, sans 'aulorisalion écrile du laboratoire. Les échanliflons mentionnés plus haut seronl conservés pendanl 30 jours a
parlir de {3 dale du rapport & mains d'insiruction écriles du client.

This certirficaies may not be reproduced execple in ils entirety, wilhoul the wrilten approval of the laboralory. Sample pertaining Lo this repart will be kept for 30 days alter the
dale of lhe report unless otherwise instructed. in weiting, by the clienl.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

124, BOUL TIYMUS, POINTE-CLAIRL, ()l‘[H COHOR L6 @ TEL: (5141 697-3273 o FAN: (5141 6972000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-4 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de préléevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

‘ No laboratoire: 486939 Matrice: Eau

. Contréle certifié
Calcium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Buplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-086-04
Calcium 76 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mgiL (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contrdle certifié
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Dale d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium : 0.04 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contrdle certifié
Cohbalt Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cobalt < 0.01 mg/L < 0.01 mgiL 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

) Contréle certifié
Chrome Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Chrome < 0.01 mg/l. <0.01 mg/L 0.93 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre 0.20 mg/L < 0.001 mg/L. 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultals ne se rapportent qu'aux échantiffons soumis pour analyse.

partir de la date du rapporl & moins d'instruction écrites du clienl.

This certificates may not be reproduced execple in ils enfirely, withaut the wrilten approval of the laboratory. Sample pertaining b

date of the report unless olherwise instrucled, in writing, by the client.
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Ce cerlificat ne doit pas étre reprodutt, sinan en enlier, sans l'autarisation écrile du laboratoire. Les échantiilons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours &

o Lhis report will be kepl for 30 days afler the




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTL-CLAIRE, QUEBEC HIR 166 » TEL.: (5141 697-3273 « FAN: (514} 6972090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

Identification: F00-4 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486939 Matrice: Eau
i Controle certifié
Fer Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Fer 0.16 mg/L 0.03 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Anafytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Controle certifié
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium 120 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utifisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifié
Lithium Echantillon BLANC Obteny Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Lithium : 0.07 mg/L < (0.01 mg/L 0.92 mg/L. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metais by ICP-IRIS
. Controle certifié
Magnésium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Magnésium 250 mg/L < 0.01 mg/L. 5.3 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-[RIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i} Contrdle certifié
Manganése Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-08-05 (01-06-04 01-06-04
Manganése 0.50 mg/L < 0.005 mg/L 0.98 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doil pas &tre reproduil, sinon en entier, sans l'autansation écrite du laboralaire. Les échanlillons menlionnés plus haut seron! conserves pendant 30 jours a
partir de 1a date du rapport 4 mgains d'mstruction écriles du chent.

This certificales may nol be repraduced execpte in its enlirely, without the wrillen approval of Ihe faboralory. Sample pertaining o this report will be kept for 30 days afler the
dale of the report unless otherwise instructed, in wriling, by the client.



.OdVCOte TEGHNITROL INC.

121, BOUL, HYMUS, POINTL-CLAIRL, OUEBRC HOR 156« TEL: (5141 69723251 ¢ FAX: (514) (6072090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

Identification: F004 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486939 Matrice: Eau
. Controle certifié
Molybdéne Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdene 0.05 mg/t. < 0.02 mg/L 0.99 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metais by ICP-IRIS
. Controle certifié
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-07 01-06-04 01-06-04
Sodium 4000 mg/L 0.2 mg/L 5.6 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP
. Contrdle certifié
Nickel Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Nickel < 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 0.94 mg/L {0.85-1.15)
Apparell Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrble certifié
Plomb Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Plomb < 0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mgil. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Antimoine Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date danalyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine 0.02 mg/L <0.01 mg/t 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantitlons soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doit pas étre reproduit. sinon en entier, sans l'autcrisation écrite du faboraloire. Les échanlilions mentionnés plus haut seronl conservés pendant 30 jours &
partir de 1a dale du rappert & moins d'insiruction écrites du client.

This certirficates may not be reproduced execple in its enlirety, withoul the wrilien approval of the laboratary. Sample perlaining to this report will be kept for 30 days ailer the
dale of the report unless otherwise instrucled, in wriling, by the clienl.



IOdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTL-CLAIRE, QUEBEC TI9R 106 » TCL.2(514) 697-3273 ¢ FAX: (5141 697-2050

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-4 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible \
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantilionneur: LE CLIENT l
No laboratoire: 486939 Matrice: Eau ‘
o i Controle certifié
Sélénium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-08-04
Sélénium <0.01 mgiL < 0.01 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by [CP-IRIS
, Controle certifié
Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04
Silicium 14 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. i Contrdle certifié
Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Etain < 0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthade: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifié
Titane Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Titane < 0.01 mg/L < 0.01 mgiL 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utitisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Vanadium Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium i < 0.03 mg/L < 0.03 mg/L 0.88 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP 7 Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantifions soumis pour analyse.
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Ce certifical ne doit pas lre reproduit, sinon en entier, sans "autorisalion &crile du laboratoie. Les échaniilions menlionnés plus haut seronl conserves pendant 30 jours &
partir de la dale du rapport & moins d'instruction écriles du client.

This cenlificates may nol be repraduced execple in its enlirety, without the wrilten approval of Ihe laboralory. Sample pertaining 1o this report will be kepl for 30 days afler lhe
date of the report unless olherwise instructed, in wriling, by the clienl.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

L BOUL FIVMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR 186 o TEL: (3141 6973273 « FAX: {554 697-2090

Certificat d’analyse

Identification de l'échantillon

Identification: F00-4 TM-7 Date de prélévement:  Non disponibte
Lieu de préléevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486939 Matrice: Eau
. Controle certifié

Zinc Echantitlon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.02 mg/l. <0.01 mg/L 1.1 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Commentaire: Aucun
Non Conformité:  Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantifions sourmis pour analyse.
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Ce certificat ne doil pas &lre reproduit, sinon en entier, sans F'aulorisation scrite du laboraloire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours a

parir de la date du rapport & moins d'instruclion écrites du client.

This cedirficates may not be reproduced execpte in its entirely, without the wrtten approval of the laboralory. Samgle pertaining lo this report will be kept for 30 days after the

date of the reparl unless otherwise instrucled, in wriling, by lhe client.




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CIAIRE, QUEBEC HIR 1EG « TFL: (51410 697-3273 « FAX: (5141 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-6 TM-3
No Demande: 105068
No laboratoire: 486940

Date de prélévement:

Lieu de préiévement:
Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contrdles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 1100 mg/L < 0.3 mg/lL 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chiorures dans l'eau
3 Contréle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates (en SO4) 64 mg/L < 1 mg/L 72 mg/L (59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimeétrie

Commentaire: Aucun

Non Conformité:  Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

partir de la date du rapport & moins d'instruction écrites du client.
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Ce certifical ne doit pas &lre reproduit, sinon en entier, sans I'aulorisation écrite du laboratoire. Les &chantillons mentionnés plus haut seronl conserves pendant 30 jours a

This cerlirficates may not be reproduced execple in its enlirely, without the wrilten approval of the laboratory. Sample perlaning 1o Lhis report will be kept for 30 days after the

date of the report unless olherwise instructed, in writing, by the client.



-OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR 186 « TF

BEOY7-3273 ¢ TAN (5 14) 697-2000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

identification: F00-6 TM-5

No Demande: 105068
No laboratoire: 486941

Date de prélevement:
Lieu de prélevement:
Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contrbles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 3700 mg/L < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chlorures dans I'eau
. Controle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates {en SO4) 31 mg/L <1 mg/L 72 mg/L (59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimétrie

Commentaire: Aucun
Non Conformité:  Aucun

Note: Ces résuliats ne se rapportent gu'aux échantillons soumis pour analyse.

paclir de la date du rapporl & moins d'instruclion écriles du client.
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Ce cerlificat ne doit pas étre reproduil, sinen en entier, sans P'autorisation écrite du laboraloire. Les échantilions mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours a

This certirficates may not be repraduced execple in ils enlirety, wilhout the writlen approval of the laboralory. Sample perlaining lo this repon will be kepl for 30 days after ihe
date of the reporl unless otherwise inslructed, in writing, by the clienl.




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR TEG » PEL (51440 697-3273 ¢ FAX: (514] 697-2090

Certificat d'analyse
ldentification de I'échantillon
|dentification: F00-6 TM-7 Date de prélévement:  Non disponibie
Lieu de prélévement: NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486942 Matrice: Eau

Résultats d'analyses de l'échantillon et des contréles de qualite

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d’analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Chlorures 5000 mgiL < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)

Méthode: Chlorures dans l'eau

.Controle certifié

Sulfates Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d’analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Sulfates (en SO4) 26 mg/L <1 mg/l 72 mgiL (59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimetrie

Commentaire: Aucun
Non Conformité;  Aucun

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu‘aux échantillons soumis pour analyse.
Page 27 de 69

Ce cerificat ne doil pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisalion crile du laboraloire. Les échantillons mentionnés plus haul seront conserves pendant 30 jours &
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IOdVCOte TEGHNITROL INC.

121, BOUL, HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HY9R

[E6 « TEL: (510 0U7-3273 « TAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-9 TM-3
No Demande: 105068
486943

= No laboratoire:
i

Date de prelevement:
Lieu de prélevement:

Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible

NA
LE CLIENT
Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Contréle certifié

Chlarures | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 010531 01-05-31 01-05-31
Date d analyse ! 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures { 2900 mg/L <0.3mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chlorures dans I'eau

i Controle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d’analyse ‘ 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates (en SO4) \ 40 mg/L <1 mg/L 72 mg/L (58.5-78.9)
Méthode: Sulfates par turbidimétrie

) Contréle certifié
Argent Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Argent 0.04 mg/L < 0.02 mg/L. 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Mathode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

‘ i Controle certifié

Aluminium } Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ! 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d’analyse : 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Aluminium ! 0.38 mg/L < (0.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contrdle certifie
Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-08-04
Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic 0.02 mgi. < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS

Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilfons soumis pour analyse.
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Ce certificat ne dait pas étre reproduil, sinon en entier, sans 'autorisation écrite du laboratoire. Les &chantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours 4
partir de la date du rapport & moins d'instruction écriles du client.

This certirfficates may not be reproduced execpte in its entirety, withoul the wrilten approval of the laboratory. Sample pertaining 1o this report will be kept for 30 days after the
date of lhe report unless otherwise instrucled, in writing, by the client.



-Odyc0te TECHNITROL INC.

121, BOUL, HYMUS, POINTL-CLAIRE, QUEREC 1H9R 1EG o TEL: (5141 697-32773 » FAX: (314) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-9 TM-3 Date de préléevement:  Non disponible \
Lieu de prélévement:  NA ‘
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT l
No laboratoire: 486943 Matrice: Eau !
]
! . Contrdle certifié
Bore | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Baore i 2.3 mg/L < 0.02 mg/l 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthade: Métaux par ICP / Metals by ICP-[RIS
] Controle certifié
Barium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Baryum 0.15 mg/L. < 0.01 mg/L 0.97 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
‘ . Controle certifié
Béryllium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse \ 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Béryllium b < 0.02mgilL < 0.01 mgiL 1.0 mg/L. {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifie
Bismuth Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bismuth <0.2mg/L < 0.1 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: [CP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Contréle certifié
Calcium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Calcium 48 mgfL 0.04 mg/L 5.4 mg/L {4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilons soumis pour analyse.

Ce cedlificat ne doit pas étre reproduit, sinan en enlier, s
partir de la date du rapporl & moins d'instruction écriles du client.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, Ot VEREC TR 1R » TEL: (514) 697-3273 » FAX: (51491 GU7-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

! ldentification: F00-9 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486943 Matrice: Eau

. Controle certifie
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium < 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique ufilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i Controle certifié
Cobalt Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cobalt < 0.02 mg/L <0.01 mg/L 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contrdle certifié
Chrome Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Chrome < 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 0.93 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contrdle certifié
Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 4 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre 0.050 mg/L < 0.001 mgiL 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i ) Contrdle certifié

Fer ¢ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Fer 0.39 mg/L 0.03 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiffons soumis pour analyse.
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Ce cedifical ne doit pas &lre reproduil, sinon en entier, sans 'aulorisalicn écrite du laboratoire. Les échanlitlons mentionnés plus haut seronl conservés pendant 30 jours a
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QL'EBEF HOR TEG » TEL: (5141 697-3273 = FAX: (5141 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-9 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486943 Matrice: Eau

i Controle certifié
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium 58 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifié
Lithium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Lithium 0.02 mg/L <0.01 mg/L 0.92 mg/l- (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i Controle certifié
Magnésium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse ! 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Magnésium 110 mg/L < (.01 mg/L 5.3 mg/L (4.25-5.73)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

] Contrdle certifié
Manganése Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Manganése 0.050 mg/L < 0.005 mg/L 0.8 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

L Contrdle certifié

Molybdéne ‘ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse ; 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéene 1 < (.04 mg/L <0.02mg/L (.99 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Mathode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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-OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRF, QUEBEC HIR TEG « TEL: (51406973274 ¢ TAX: 151 6974090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

i
i Identification: F00-9 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA

No Demande: 165068 Echantilionneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486943 Matrice: Eau
[l

i} Contréle certifie

Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-08-04 01-06-04
Sodium 1800 mg/L 0.2 mg/L 5.6 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utitisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Nickel Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Nickel <0.02 mg/L < (.01 mg/L 0.94 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Plomb Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04 '

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Plomb < 0.02mg/L < (.01 mg/iL 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

‘ Contrdle certifie

Antimoine | Echantillon BLANC Cbtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Antimoine 0.02 mg/L < 0.01 mg/l 1.0mg/L {0.85-1.15)

Appareit Analytique uftilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Sélénium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ! 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04

Sélénium < 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/ (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Nole: Ces résultats ne se rapportent gu'aux échantiflons soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. TIYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR 186 » TEL.: (514 697-3273 ¢ TAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de l'échantillon

Identification: F00-9 TM-3 Date de prelevement:  Non disponible
Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486943 Matrice: Eau
A Contrdte certifié
Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Silicium 9.2 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. ] Contréle certifié
Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Etain <0.02 mg/L <0.01 mg/. 1.1 mgiL {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par iCP / Metals by ICP-IRIS
I Contréle certifié
Titane . Echantitlon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Titane < (.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/l. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Controéle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Atiendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium < (.06 mg/L < (0.03 mg/L 0.88 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Controle certifié
Zinc Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.35 mg/L. < 0.01 mg/L 1.1 mgfL {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résullats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. TIYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR 1Fh o TEL 451400973270 o FAX: (5141 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

| Identification: F00-9 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoite: 486943 Matrice: Eau
Commentaire: Aucun

Non Conformité;  Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilfons soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUI. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HYR TE6 o TEI 2 (51 697-3273 & FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

‘ {dentification: F00-9 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible
i Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486944 Matrice: Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

i Contrdle certifié
Chlorures Echantitlon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 6300 mg/L < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)

Méthede: Chlorures dans l'eau

Contréle certifié

Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d"analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Sulfates (en SO4) 80 mg/L <t mg/L 72mgil  (59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimétrie

Controle certifie

Argent Echantitlon BLANGC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-03 01-06-04 01-08-04

Argent < 0.04 mg/lL < 0.02 mg/l 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Aluminium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-068-04 01-06-04
Aluminium 0.75 mg/L < 0.02mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

‘ Controle certifié

Arsenic Echantillon BLANG Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation , 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Arsenic 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CIAIRF, (\)UEB[( HOR TG o TEL: (5143 697-3273 » FAX: (514) 6972090

Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
| Identification:  F00-9 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laborataire: 486944 Matrice: fFau
i
\ ] Controle certifié
Bore r Echantilion BLANC Obtenuy Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse _ 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bore % 3.3 mg/lL < 0.02 mg/k 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Apparei! Analytique utilise: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Barium Echantillen BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Baryum 0.20 mg/l. < 0.01 mg/L 0.97 mg/l  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrdie certifié

Béryllium Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Béryllium <0.02mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrdle certifié

Bismuth Echantillon BEANC Obtenu Attendu Dupiicata
Date de préparation ‘, 01-05-31 01-06-04 01-08-04

Date d'analyse ; 01-08-05 01-06-04 01-06-04

Bismuth < 0.2 mg/L < 0.1 mg/L 1.0 mg/lb (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Calcium Echantillon BLANC Obitenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date danalyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Calcium 86 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mg/L (4.25-5.75}

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiifons soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doit pas étre reproduil, sinon en entier, sans rautorisalion écrite du laboratoire. Les échantillons menlionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours &
partir de fa date du rapport & moins d'instruction écrites du client.
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-OdVCOte TECHNITROL INC.

121 BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR 166  TEL: (514) 697-3273 » FAX: {5141 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

identification: F00-9 TM-5 Date de prelevement:  Non disponible
Lieu de prélevement:  NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486944 Matrice: Eau

. Controle certifié
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium < 0.02 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metais by ICP-IRIS
i Contréle certifie
Cobalt Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cobalt < 0.02 mg/L <0.01 mg/L 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareit Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par HCP / Metals by ICP-IRIS
) Contrdle certifié
Chrome Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Chrome < 0.02 mg/L. < 0.01 mglL 0.93 mg/l {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: tICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Controle certifié
Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre 0.080 mg/L < 0.001 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Fer Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Fer 0.12 mgiL 0.03 mg/L 1.1 mglL (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantifions soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doit pas &tre reproduil, sinon en entier, sans Fautorisation écrile du laboralgire. Les échantillons mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours 3
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This certirficates may not be reproduced execple in ils enlirety, without the wrillen approval of lhe laboratory. Sample pertaining Lo 1his reporl will be kept for 30 days afler the
dale of the report unless ctherwise instrucled, in wriling, by 1he client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

127, BOUL. HYMUS, POINTE-CTAIRE, QU EBEC HOR TFG o TF1 2 (5106973273 ¢ FAX: (5 11} 697-2080
Certificat d‘analyse
Identification de I'échantillon
| ldentification: F00-9 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CILIENT
! No laboratoire: 486944 Matrice: Eau
i Contréle certifié
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium 110 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Lithium x Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ’ 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse | 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Lithium | 0.04mgil <0.01 mg/L 0.92mg/L  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utifisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Magnésium ‘ Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01:05:31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse © 01-08-05 01-06-04 01-06-04

Magnésium ] 240 mg/L < 0.01 mgi 5.3 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by [CP-IRIS

i Controle certifié
Manganése Echantillon BILLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Manganése ; 0.070 mg/L < 0.005 mg/L. 0.98 mg/L (0.85-1.19)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

} i} Contréle certifie
Molybdéene i Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
I

Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse .01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéne % < (.04 mg/L < (.02 mg/L 0.99 mg/L {0.85-1.15}

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Nofe: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBFC HOR TEG » TEL.:t514) 697-3273 « FAX: (5143 6972090

Certificat d'analyse
Identification de l'échantiflon
Pdentification: F00-9 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible ’
Lieu de préléevement:  NA i
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT ‘
1 No laboratoire: 486944 Matrice: Eau i
j
. Controle certifié
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04
Sodium 3400 mg/L 0.2 mgflL 5.6 mgit (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by 1ICP-IRIS
] Contrdle certifié
Nickel Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Nickel < 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 0.94 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Plomb Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Plomb < 0.02 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/L {0.85-1.15)
Apparell Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Antimoine Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine \ 0.02 mg/L. <0.01 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
b Controle certifié
Sélénium | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 1 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Sélénium | <002 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mgrL (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.

Ce cerlifical ne doil pas atre reproduit, sinon en enlier, sans Fautorisation écrite du lab:

partir de la date du rapport & moins d'instruction écriles du client.
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This cerlirficates may nol be repreduced execple in its enlirely, wilhout the wrillen approval of he laboralory. Sample pertaining to lhis report will be kept for 30 days afler the
dale of the repor unless othenwise instructed, in wriling, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

(21, BOUL. HIYMUS, POINTE-CLAIRT, QUEBLC HIR 156 o TEL: (5141 697-3273 @ FAX: (514) 697-2040)

Certificat d'analyse

Identification de l'échantillon

Identification: F00-9 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
' No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
] No laboratoire: 486944 Matrice: Eau
o . Controle certifie
Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date danalyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Silicium 11 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique ufilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. i Controle certifié
Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Etain < 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Titane Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Titane < 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
B Contréle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium < 0.06 mg/l. < 0.03 mgi. 0.88 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
3 Contréle certifié
Zinc ‘ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse ‘ 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc ‘ 0.22 mgiL <0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Ce certifical ne doit pas étre reproduil, sinon en entier, sans lautorisation écrite du laboraloire. Les échantillons mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours a
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTECLAIRE, QUEBEC HIR 16 TEL.: (514 697-3273 ¢ FAN: (514) 697-2000)

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

. Identification: F00-3 TM-5

No Demande: 105068
No laboratoire: 486944
L

Date de prélévement:

Lieu de prelevement:
Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Commentaire: Aucun
Non Conformité:  Aucun

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantiflons soumis pour analyse.
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.OdYCOte TECHNITROL INC.

121, BOGL HYMUS, POINTL-CLAIRL, QUCBLC HOR TEG » TEL: (514) 597-3274 ¢ FAN: (5141 697-2000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

f
| ldentification:
i

No Demande:
No laboratoire:

F00-9 TM-7

105068
486945

Date de prélévement:

Lieu de prélévement:
Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 8300 mgA. < 0.3 mg/lL 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chlorures dans 'eau
. Contréle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d analyse : 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates (en SO4) i 190 mg/L. <1 mg/L 72 mg/l (59.5-78.9)
Méthode: Sulfates par turbidimétrie
. Controle certifié
Argent Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Argent < (.04 mgiL < 0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
] Controle certifié
Aluminium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Aluminium 1.1 mg/L <0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode; Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifie
Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d analyse ‘ 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic | 0.06 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantifions soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doil pas &lre reproduit, sinan en enlier, sans l'autorisation écrile du laboratoire. Les échanlillons mentionnés plus haut serant conservés pendant 30 jours &
partir de ia dale du rapport & mains d'instruclion gcrites du client.

This certirficales may nol be reproduced execpte in its entirely, withaut 1he written approval of Ihe laboratory. Sample pertaining to this report will be kepl for 30 days after the

date of the report unless otherwise inslructed, in writing, by the client.




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTC-CLAIRL, QUEBLC 1H9R 106 » TEL-i514) 697-3273 » FAN: (514} 697-2040

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

Identification: F00-9 TM-7 Date de prélévement:  Non disponibie
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486945 Matrice: Eau
] Contréle certifie
Bore Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bore 3.5mglL <0.02mg 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-[RIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Controle certifié
Barium Echantilton BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Baryum 0.82 mg/L < 0.01 mg/L 0.97 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Controle certifié
Béryllium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-08-04
Béryllium ' <0.02mg/lL < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Controle certifié
Bismuth Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bismuth 0.2 mg/L < 0.1 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by [CP-IRIS
i Contréle certifié
Calcium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Calcium 110 mg/L 0.04 mg/L 54 mg/l (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiifons soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CEAIRE, QUfBET HOR TL6 « TEL (5141 607-337 3 ¢ FAN: (5141 H97-2000

Certificat d'analyse

Identification de 'échantilion

Identification: F00-9 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486945 Matrice: Eau

i Controle certifié
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium o< .02 mg/L < (.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilise: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

) Controle certifié
Cobalt Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cobalt < .02 mg/L <0.01 mg/L (.93 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

b Controle certifié

Chrome ‘ Echantitlon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04
Chrome I <0.02mglL <0.01 mgiL 0.93 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by iICP-IRIS

. Contrdle certifié
Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre 0.15 mg/L < 0.001 mg/t. 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Apparei! Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

: ] Contréle certifié

Fer ‘ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse ! 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Fer ‘ 0.14 mg/L 0.03 mg/t 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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IOdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUIfBEC HOR §F6 o TEL: (510 697-3273 ¢ FAX: £514) 697-2090

Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon

Identification: F00-9 TM-7 Date de prélévement: Non disponible

Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486945 Matrice: Eau

. Controle certifié

Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium 130 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mg/L {4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Lithium Echantiflon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Lithium 0.07 mg/L < 0.01 mg/L 0.92 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrdle certifié

Magnésium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date danalyse 01-06-05 01-086-04 01-06-04

Magnésium 350 mg/L < 0.01 mg/L 5.3 mgl/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrdle certifie

Manganése Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ! 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse ' 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Manganése ( 0.82 mg/L < 0.005 mg/L 0.98 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifie
Molybdene Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéne ! 0.05 mg/L < 0.02 mgiL .99 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiffons soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doil pas &lre reproduil, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratone. Les échanlillons menlionnés plus haut seronl conserves pendant 30 jours a
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This cerlifficates may nol be reproduced execple in its enlirety, wilhoul (e writlen approval of Lhe laboralory. Sample perlaining lo this reporl will be kept for 30 days after the
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.OdYCOte TECHNITROL INC.

171, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBLC HYR 115 » TEL 3T 0973273 @ FAX: (3147 6972000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantiilon

Identification: F00-9 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laborataire: 486945 Matrice: Eau
] Controle certifié

Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04

Sodium i 4200 mg/L 0.2 mg/L 5.6 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Nickel Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-08-05 01-06-04 01-06-04

Nickel < 0.02 mg/L < (.01 mg/L 0.94 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Plomb Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d analyse : 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Plomb P <002mgll < 0.01 mg/L 1.1 mg/lL {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Antimoine Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation l 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d'analyse H 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine ! 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Sélénium Echantillon BLANG Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Sélénium | <0.02 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytigue utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doil pas élre reprodui, sinon en enlier, sans I'autorisation ecrite du laboraloire. Les échantillons mentionnés plus haut seronl canservés pendant 30 jours &
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This cerlirficales may nol be reproduced execple in ils enlirely, withoul the wrilten appraoval of the laboralory. Sample pertaining lo this report will be kegt for 30 days after lhe
date of the report unless otherwise instructed, in writing, by the client.



.0dyc0te TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUESEC 119R TEG »

TEL. (5141 097-3273 » FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

Identification: F00-8 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible ‘
Lieu de prélevement:  NA i
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486945 Matrice: Eau ‘
) Contréle certifié
Silicium Echantillon BLANGC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Siliciurn 15 mg/l 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
5 B Contrdle certifié
Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Etain 0.02 mgiL < 0.01 mg/L 1.1 mg/l. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par |ICP / Metals by ICP-IRIS
) Contrdle certifié
Titane Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Titane < 0.02 mg/L < 0.01 mg/it. 1.1 mgiL {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-056-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium ! < (.06 mg/L < 0.03 mg/L 0.88 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Controle certifié
Zinc Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.21 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: [CP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doit pas &lre reprodult, sinon en entier, sans l'aulorisalion &cnte du |aboratoire. Les échanlillons menlionnés pius haul seronl conservés pendant 30 jours &
pariir de |a date du rappart & moins d'instruction ecrites du clienl.

This certificates may not be reproduced execpte n ils entirely, without the wrillen approval of the laboralory. Sample peraining to this repart will be kept for 30 days afler the
date of the report unless olherwise instructed, in writing, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

120, BOUL FINMUS, POINTE-CLAIRE, QU EREC HOR ITG « TEL 510 69723273 FAX: (514) 6972090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-9 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement: NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laborataire: 486945 Matrice: Eau

Commentaire: Aucun

Non Conformité:  Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilfons soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doit pas &lre reproduil, sinen en entier, sans I'autorisation ecrite du laboratoire. Les &chantilions mentionnés ptus haut seront conservés pendant 30 jours &
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-OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBIEC [19R 1E6 o TEL: (514 697-3273 & FAX:{51) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

[ Identification: F00-11 TM-3 Date de prélévement: ~ Non disponible ‘
Lieu de prélévement:  NA ‘

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT ]
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau \
_

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Chlorures 1200 mg/L < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)

Méthode: Chlorures dans l'eau

Controle certifié

DCO Echantillon BLANG Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ! 01-06-04 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-04 01-06-04 01-06-04

DCO 380 mg/L <5 mg/L 120 mg/l. (112-152)

Méthode: Demande chimique en oxygene

Contrdle certifié

Sulfates Echantiflon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Sulfates (en SO4) 170 mg/t <1 mg/L 72 mg/L (59.5-78.9)

Methode: Sulfates par turbidimétrie

Controéle certifié

Argent Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Argent <0.02 mg/L < (.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

., Contréle certifié
Aluminium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Aluminium | 0.54 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultals ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce cerificat ne doil pas &tre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisalion £cnte du laboratare. Les &chanlillons mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours &
partir de la date du rapport & moins d'instruclion écrites du client.

This certificates may nol be repraduced execple in ils entirety, without the wrilten approval of the Iaboralary. Sample pertaining to this report will be kept for 30 days after the
dale of the reporl unless olherwise inslnucted., in writing, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

171, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIKE, Ql_‘liﬁlf(‘ HOR 106 ¢ TE 05140 6973273 o FAXC (5141 6972000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-11 TM-3 Date de prelévemnent:  Non disponible ‘
i Lieu de prélévement:  NA \
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau |
\ —
. Controle certifié
Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic < 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
\ . Controle certifié
Bore Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse ‘ 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Bore i 0.82 mg/L < (.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
! . Contrdle certifié
Barium 1 Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse \ 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Baryum 0.08 mg/L < (.01 mg/L 0.97 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
| Controie certifié
Béryliium . Echantitlon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
|
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse i 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Béryllium 1‘ < 0.01 mg/L < (0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
| Contréle certifié
Bismuth | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Bismuth | < 0.1 mg/t. < 0.1 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.13)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doail pas étre repreduil, sinon en entier, sans rautorisalion &crile du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours a
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL, HYAMUS, POINTE-CLAIRL, QUEBEC HOR 106 « TEL: (5141 6973273 & FAX: (3141 097-2000

Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
Identification: F00-11 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de préléevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau
. i ] Contrdle certifié

Calcium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-08-04
Date d'analyse \ 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Calcium 36 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: 1ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Cadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

N Contréle certifié

Cobalt Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Cobalt 1 <0.01 mg/L < 0.01 mg/L (.93 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i Controle certifié

Chrome i Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
l

Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Chrome I <0.01mglL <0.01 mg/L 0.93 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

l Controle certifié

Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Cuivre : .14 mg/L < 0.001 mg/L. 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Identification de I'éc

AN 69T-327 4 0 FAX

Certificat d'analyse

.OdVCOte TECHNITROL INC.

171, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBLC HIR 1FG » TEL: (51

51+ 697-2090

hantillon

‘ Identification: F00-11 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau
1
] Controle certifié
Fer Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Fer 0.40 mg/L 0.03 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium " 36 mg/L < 0.50 mg/L. 4.9 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifié
Lithium Echantillon BLANC Obtenu Aftendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Lithium 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 0.92 mg/L (0.85-1.15)
Appareit Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP f Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Magnésium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation : 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 1-06-05 01-06-04 01-06-04
Magnésium 64 mg/l. < 0.01 mg/L 5.3 mg/t. (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifie
Manganése Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Manganese 0.050 mg/L <0.005 mg/L 0.98 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapporfent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Ce cerlifical ne doit pas &lre reproduit, sinon en enlier, sans l'autorisation écrile du laboratoire. Les

partir de la dale du rapport & moins d'instruction &criles du cliemt.

This certirficates may nol be reproduced execple in ils entirel

date of lhe report unless atherwise instrucled, in writing, by the client.
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.Odyc0te TECHNITROL INC.

1, BOUL. TIVMUS, POINTE-CLAIRT, QUEBEC HOR 186 » TEL.: (514Y 697-3273 » FAX: (510 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-11 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau
. . Controle certifié
Molybdéne Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéne < 0.02 mg/L <0.02 mg/L 0.99 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifié
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-08-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-08-04
Sodium 910 mg/l 0.2 mg/L 5.6 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Nicke! } Echantillon BLANC Obtenu Attendu Buplicata
Date de préparation l 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse ! 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Nickel | <0.01mgll < (.01 mg/L 0.84mg/L.  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Plomb ' Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ’ 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse ' 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Plomb ] <0.01 mgiL <0.01 mglL 1.1mgll  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP f Metals by ICP-IRIS

} Contrdle certifié
Antimoine Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimaine 0.01 mg/L < 0.01 mg/l. 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux éctantillons soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doil pas étre repraduil, sinon en enlier, sans l'aulorisalion &crile du laboralare. Les échantillons mentionnés plus haul seronl conserveés pendanl 30 jours a
parlir de fa dale du rapporl & moins d'inslruction écriles du client.

This certirficates may not be reproduced execple in its enlirety, wilhoul the wrilten approval of the laboratary. Sample penaming 10 this reporl will be kept for 30 days afler the
dale of the report unless otherwise instructed., in wriling, by the client.



.OdYCOte TECHNITROL INC.

121 BOUL. HYMUS, POINTECLAIRE, QUEBEC HIR TR » TEL: (514 607-3273 ¢ TAN: 1514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

ldentification: F00-11 TM-3 Date de prélévement:  Non disponible

Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau

i Contréle certifié

Sélénium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Séfénium <0.01 mg/l < 0.01 mgiL 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contrdle certifié

Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préeparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Silicium 10 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Etain <0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1mg/l  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilise: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Titane Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Titane 0.02 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/l (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: [CP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation : 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium < 0.03 mg/L < 0.03 mg/L 0.88 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiifons soumis pour analyse.
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Ce cerifical ne doil pas &tre reproduil, sinon en entier, sans I'autorisation ecrile du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seronl conserves pendant 30 jours &
parlir de la date du rapport & moins d'inslruction &criles du client.

This cestirficates may not be reproduced execpte in its enlirely, without the writlen approval of the laboratory. Sample pertaining to this report wili be kept for 30 days after ihe
dale of the report unigss otherwise instructed, in wriling, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HOR TE6 » TEL.: (5143 697-3273 » TAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F0O0-11 TM-3

Date de prélevement:

Non disponible

Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT |
No laboratoire: 486946 Matrice: Eau !
i Controle certifié
Zinc Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d"analyse ! 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.02 mg/L. < 0.01 mg/l. 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Commentaire: Aucun
Non Conformité;  Aucun

Note: Ces résuitats ne se rapporient qu'aux échantitions soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doil pas &lre reproguil, sinon en entier, sans l'autorisalion ecrile du laboraloire. Les échantillans mentionnés plus haut seronl conservas pendant 30 jours a

parlir de la dale du rapport & moins d'instruction écrites du client.

This certirficales may not be reproduced execpte in its entirety, without the writlen approval of the laboralery. Sample pertaining to this repon will be kepl for 30 days after the

date of the repart unless olherwise instrucled, in writing, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTECLAIRE, QUEBEC TI9R TEG « TEL:

Certificat d'analyse

5141 697-3373 « FANC (5141 6497-2090

Identification de I'échantillon

Identification: F00-11 TM-5
No Demande: 105068
No laboratoire: 486947

Date de prélévement:
Lieu de prélévement:

Echantillonneur:
Matrice:

Non disponible
NA

LE CLIENT
Eau

Résultats d‘analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d"analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Chlorures 2700 mgiL < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)
Méthode: Chlorures dans l'eau
i Contréle certifié
DCO Echantillon BLANGC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-04 01-06-04 01-06-04
DCO 260 mg/L <5mgiL 120 mg/L (112-152)
Méthode: Demande chimigue en oxygene
) Controle certifié
Sulfates Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Date d analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31
Sulfates {en S04) 120 mg/L <1 mgiL 72 mg/L (59.5-78.9)
Methode: Sulfates par turbidimétrie
) Contrdle certifié
Argent Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Argent < 0.02 mg/L <0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: 1ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Aluminium i Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Aluminium 0.28 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS

Méthode: Métaux par ICP f Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Ce certificat ne doit pas élre reproduil, sinon en enlier, sans Taulorisalion écrile du laborateire. Les échantillons mentionnés plus haut serant conservés pendant 30 jours &
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artaining to this report will be kepl for 30 days afler the




.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HIYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HO9R TEG » TEL: (5141 697-3273 « FAX: (5141 697-2000

Certificat d'analyse

ldentification de I'échantillon

‘[ Identification: F00-11 TM-S Date de prélévement:  Non disponible

Lieu de prefévement: NA

No Demande: 105068 Echantillenneur: LE CLIENT
} No laboratoire: 486947 Matrice: Eau
i Contrdle certifié

Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-086-04
Arsenic < 0.01 mg/L < (0.01 mg/t 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Bore Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Bore 1.6 mg/L < (.02 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-[RIS

Contrdle certifié

Barium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Baryum 0.09 mg/L <0.01 mg/L 0.97 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by [CP-IRIS

Contréle certifie

Béryllium i Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Bérylium < 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

! Controle certifié

Bismuth : Echantillon BLANGC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Bismuth < 0.1 mg/l. < 0.1 mg/iL 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doit pas élre reproduit, sinon en entier, sans Fautorisation écrite du laberaloire. Les échantillons mentionnes plus haul seront conservés pendant 30 jours &
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This certirficates may not be reproduced execple in ils enlirety, without the writlen approval of lhe laboralory. Sample perlaining o this report will be kept for 30 days alter lhe
date of the report unless otherwise instrucled. in writing, by the client.



.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR TFh o EFL: 510 697-3273 » FAX: (514] 6972000

Certificat d'analyse

Identification de ['‘échantillon

ldentification: F00-11 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible
Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486947 Matrice: Eau
. b Contrdle certifié
Calcium Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Calcium | 33 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mg/L (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Gadmium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date danalyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Cadmium < 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utiisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Cobalt Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse ‘ 01-08-05 01-06-04 01-06-04

Cobalt I <0.01 mgik < 0.01 mg/L. 0.93 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utifisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Chrome 1 Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Chrome <0.01 mgiL <001mgl  093mgl  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

' Controle certifié

Cuivre Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Cuivre 0.14 mg/L <0.001 mg/L 1.0mgll  (0.85-1.15)

Appareil Analytique utifisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantillons sournis pour analyse.
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Ce cerlificat ne doil pas étre reproduit, sinan en entier, sans Iaulorisalion écrile du laborataire. Les échanlilions mentionnés plus haul seront conservés pendant 30 jours &
partir de la dale du rapport a mains dlinstruction écrites du clienl.

This cerirficates may not be reproduced execple in ils entirely, without the wntlen approval of the laboratory. Sample pertaining lo this report will be kepl for 30 days afler lhe
date of the report unless otherwise instrucled. in writing, by the client.



.OdVCOte TEGHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC TI9R 186  TFL: (511 697-3273 ¢ TAX: (314 6497-2000

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

! el -
Identification: F00-11 TM-5 Date de prélevement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantilionneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486947 Matrice: Eau
i Controle certifié
Fer Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ! 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Fer 0.06 mg/L 0.03 mg/L 1.1 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
) Controle certifie
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium 65 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mg/L (4.25-5.75})
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
‘ . Contréle certifié
Lithium | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse l 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Lithium : 0.02 mgiL < (.01 mg/L 0.92 mg/L. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Magnésium | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 (1-06-04
Magnésium ‘ 87 ma/L < 0.01 mg/L 5.3 mg/L {4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
P Contréle certifié
Manganése ‘ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation \ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Manganése ‘ 0.040 mg/L < 0.005 mg/L. 0.98 mg/L (0.85-1.13)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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Ce cerlifical ne doit pas étre reprodult, sinan en enlier, sans autorisation écnle du laboratoire. Les echantillons mentionnés plus haul seronl conservés pendant 30 jours 3
partir de la date du rapport @ moins d'instruction écrites du client.

This certirficales may nol be reproduced execpte in its enlirety, without the wnlten approval of the laboratory. Sample pertaining to this repart will be kept for 30 days after the
date of the reporl unless olherwise inslructed, in writing, by the client.



.OdYCOte TECHNITROL INC.

120, BOUL HYMUS, POINTE-CLAIRE, QU[‘HI'(.' HOR TEG o TEL 3140 697-3273 ¢ FAX: (514) 69722090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

| identification: F00-1f TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
i Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486947 Matrice: Eau

) Controle certifié
Molybdéne Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéne < 0.02 mg/L < 0.02 mg/l- 0.99 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

] Controle certifie
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04
Sodium 1900 mg/L 0.2 mg/t 5.6 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

| ) Controle certifié
Nickel 1 Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ’ 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse : 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Nickel < (.01 mg/L <0.01 mg/L 0.94 mg/L (0.85-1.13)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
‘ ) Contréle certifié

Piomb ' Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Plomb 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

) Controle certifié
Antimoine Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-08-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine 0.02 mg/t < (.01 mgiL 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilise: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
Page 60 de 69

Ce certifical ne doit pas &tre reproduil, sinon en entier, sans l'autorisation écrile du laboratoire. Les échantillons mentionnes plus haut seront conservés pendanl 30 jours &
parlir de la date du rapport & moins dlinstruction écrites du client.

This cerlirficates may not be reproduced execpte in is enlirety, withoul Ihe wntlen appravai of the laboratory. Sample pertaining to this report will be kept for 30 days after lhe
dale of the repart unless olherwise instructed, in writing, by the client.



-OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTL-CLAIRE, QUEBEC HOR TE6 « TEL.: (5131 697-3273  FAX: (514 697-2090)

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

{dentification: F00-11 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No taboratoire: 486947 Matrice: Eau
i Controle certifie
Sélénium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Sélénium <0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Silicium 8.7 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i . Controle certifie
Etain Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Etain i <001mgl < 0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
| Contréle certifié
Titane ' Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Titane < 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation L 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium <0.03mg/L <0.03 mg/L 0.88 mg/t (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: {CP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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Ce certifical ne doit pas étre reproduil, sincn en entier, sans laclorisation écrile du laboraloire. Les échanlillons menlionnés plus haut seronl conservés pendant 30 jours 2
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.0dyc0te TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMU

§, POINTL-CLAIRE, QUEBEC TIOR 16« TEL: (514 6073273 o FAX: (5147 6972090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantiilon

. ldentification: F00-11 TM-5 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA

No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT

No laboratoire: 486947 Matrice: Eau

] . Controle certifié
Zinc Echantillen BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Zinc 0.03 mg/L < 0.01 mg/L 1.1 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Commentaire:
Non Conformité:

Aucun
Aucun

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiffons soumnis pour analyse.
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.°dyc0te TEGHNITROL INC.

121, BOUL, HYMUS, POINTL-CLAIRL, QUEBEC HOR 1E6 « TEL: (5141 697-3273 « FAX: (5141 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

; Identification: F0O-11 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486948 Matrice: Eau

Résultats d'analyses de I'échantillon et des contréles de qualité

Controle certifié

Chlorures Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de preparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d’analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Chlorures 4000 mg/L < 0.3 mg/L 9.0 mg/L (8.5-9.8)

Méthode: Chlorures dans l'eau

Contréle certifié

DCco Echantillon BLANC Obtenu Atiendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-04 01-06-04 01-06-04

DCO 300 mg/L < 5 mg/L 120 mg/L (112-152)

Méthode: Demande chimique en oxygéne

Controle certifié

Sulfates Echantillon ELANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Date d'analyse 01-05-31 01-05-31 01-05-31

Sulfates (en 504) ! 100 mg/L. <1 mg/l. 72 mg/L {59.5-78.9)

Méthode: Sulfates par turbidimétrie

Controéle certifie

Argent Echantillon BLANC Obtenu Atiendu Duplicata
Date de préparation E 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Argent < 0.02 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/iL (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: {CP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

) Caontrole certifié
Aluminium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Alurinium 0.45 mg/L < 0.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Meétaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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.OdYCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRT, QUEBLC TOR [E6 & TEL: 15141 097-3273 ¢ FAX: (5141 6971090

Certificat d'analyse
Identification de I'échantillon
Identification: F00-11 TM-7 Date de prélevement;  Non disponible

Lieu de prélévement:  NA
| No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
‘\ No iaboratoire: 486948 Matrice: Eau

3 Controle certifié

Arsenic Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Arsenic 0.03 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Controle certifié

Bore Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-08-05 01-068-04 01-06-04

Bore 2.6 mg/l. <0.02 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

| Controle certifié

Barium ' Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation , 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse ! 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Baryum ! 0.13 mg/L < 0.01 mg/L 0.97 mg/L {0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-[RIS
Méthode: Métaux par ICP / Metais by ICP-IRIS

. Contréle certifié
Béryllium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Béryllium < 0.01 mgfl. < 0.01 mg/L 1.0mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifie

Bismuth Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Bismuth < 0.1 mg/L < 0.1 mg/L 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.
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-OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR 156 o TFL: (510 697-3273 ¢ FAN: 1514) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

! identification:

F00-11 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
‘ No laboratoire: 486948 Matrice: Eau
. i ) Controle certifié
Calcium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-086-05 01-06-04 01-06-04
Calcium 39 mg/L 0.04 mg/L 5.4 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
] ] Contréle certifie
Cadmium i Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ! 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cadmium 0.02 mg/L <0.01 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.15}
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Cobalt Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cobalt < 0.01 mgit < 0.01 mg/L 0.93 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Anatytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contréle certifie
Chrome Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Chrome <0.01 mg/l < (.01 mg/L 0.93 mg/lL (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
| Contrdle certifié
Cuivre ' Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Cuivre \ 0.22 mg/L < (.00t mg/iL 1.0 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. FIVMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC HIR 150 o TEL 5145 697127} o FAX: (5141 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de l'échantillon

! |dentification: F00-11 TM-7 Date de prélevement:  Non disponible
Lieu de prélevement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486948 Matrice: Eau
\ . Contrdle certifie

Fer | Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation | 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d'analyse : (1-06-05 01-06-04 01-06-04

Fer ‘ 0.13 mg/L 0.03 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

. Controle certifié
Potassium Echantillon BLANC Obtenu Atiendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Potassium X 90 mg/L < 0.50 mg/L 4.9 mgiL (4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

i Controle certifié
Lithium Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Lithium 0.04 mg/L < (.01 mg/L 0.92 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Anaiytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Magnésium | £chantilion BLANG Obtenu  Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d"analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Magnésium 140 ma/L <0.01 mg/L 5.3 mg/t {4.25-5.75)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Contréle certifié

Manganése Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Manganése 0.18 mgiL < (0.005 mg/L 0.98 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résuitats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL. FYMUS, POINTF-CLAIRE, QUEBEC HOR TEG » TEL: (514 697-3273 o FAX: (514 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantillon

Identification: F00-11 TM-7 Date de préléevement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486948 Matrice: Eau
) Contréle certifié
Molybdéne Echantillon BLANC Obtenu Aftendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Molybdéne 0.03 mgfL < 0.02 mg/L 0.99 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Sodium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-06-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-08-04
Sodium 2400 mg/L 0.2 mg/L 5.6 mg/L (4.25-5.75)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Controle certifié
Nickel Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d’analyse ; 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Nickel ] <0.01 mglt < 0.01 mg/L 0.94 mg/L. (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Metaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i . Controle certifié
Plomb “ Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Plomb i <0.01 mg/il < 0.01 mg/L. 1.1 mg/L {0.85-1.15)
Appareil Analytique utifisé: ICP-IRIS
Meéthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
f ] Controle certifié
Antimoine i Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation ‘ 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d'anailyse | 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Antimoine I 0.01 mg/L < 0.01 mg/L 1.0 mg/L {0.85-1.19)

Appareil Analytique utifisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Page 67 de 69

Ce certificat ne doil pas &lre reproduil, sinon en entier, sans lautorisalion ¢crile du laboralorre. Les échanlillons mentionnés plus haut seronl conservés pendanl 30 jours &
partir de la date du rapport & moins d'instruction écrites du client.

This cerlificales may not be reproduced execple in its entirgly, withoul the writlen approval of lhe laboralory. Sample pertaining Lo this report will be kepl for 30 days afler lhe
dale of the repart unless olherwise instrucled, in writing, by the client,



-OdVCOte TECHNITROL INC.

170, BOUL HYMUS, POINTCCLAIRE, QUEBEC HOR 186 o TCL. (514 69723273 « FAX: (51:4) 697-2090

Certificat d'analyse

Identification de I'échantilion

| 1dentification:

F00-11 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement: NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486948 Matrice: Eau
o i Controle certifié
Sélénium Echantiilon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-08-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-08-04 01-06-04
Sélénium <0.01 mg/iL < 0.01 mgiL 1.0 mg/t (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i Controle certifié
Silicium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-08-04 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-06 01-06-04 01-06-04
Silicium 14 mg/L 0.02 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: [CP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. . Contrdle certifié
Etain Echantilion BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Etain < 0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Methode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
i‘ . Contrédle certifié
Titane + Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Titane <0.01 mg/L <0.01 mg/L 1.1 mg/L (0.85-1.15)
Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS
. Contrdle certifié
Vanadium Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04
Date d'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04
Vanadium < 0.03 mg/L < 0.03 mgrL 0.88 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique utilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis pour analyse.

Ce certificat ne doil pas étre reproduit, sinon en enl

partir de la date du rapporl & moins d'inslruction écriles du clienl.

This certlirficales may not be reproduced execpte in ils enlirety, without ihe wrilten approval of the lab

date of he reporl unless olherwise instructed. in writing, by the clienl.
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.OdVCOte TECHNITROL INC.

121, BOUL HYMUS, POINFE-CLAIRE, QUEBLC HOR 106 o TEL: (5141 697-3273  TAX: {5141 697-2090

Certificat d'analyse

{dentification de I'échantillon

Identification: F00-11 TM-7 Date de prélévement:  Non disponible
Lieu de prélévement:  NA
No Demande: 105068 Echantillonneur: LE CLIENT
No laboratoire: 486948 Matrice: Eau
. Contrdle certifié

Zinc Echantillon BLANC Obtenu Attendu Duplicata
Date de préparation 01-05-31 01-06-04 01-06-04

Date d’'analyse 01-06-05 01-06-04 01-06-04

Zinc 0.03 mg/lL. <0.01 mgiL 1.1 mg/L (0.85-1.15)

Appareil Analytique ufilisé: ICP-IRIS
Méthode: Métaux par ICP / Metals by ICP-IRIS

Commentaire: Aucun
Non Conformité: Aucun

Chimiste

Note: Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantiilons soumis pour analyse.
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